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Korrekturen méglich vor Uberschreitung der
Toleranzen, dadurch Reduzierung von
Ausschuss

Laufende Prozessbeobachtung, daher friihe
Erkennung von Stérungen (Material,
Prozess, Regelung)

Voraussetzung fiir schnelle manuelle Korrek-
tur oder automatische Regelung. Kurzere,
sichere Farbwechsel

Dokumentation der Produktion
(ISO 9001)

FUR MEHR INFORMATIONEN
WWW.ERX50.COM
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FUNKTIONS
BESCHREIBUNG

GEOMETRIE
ABSTAND
MESSFLECK

ERX145

Versorgungsspannung
Verstarker, ADC
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Messfleck Probe

v Die Messung kann durch ein externes Signal
ausgeldst werden

v Umgebungslicht , Bahngeschwindigkeit und
normales Bahnflattern haben keinen Einfluss
auf das Messergebnis
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Das ERX145 ist der nachfolger des
Teleflashs und ist in Kombination mit
der Traverse das optimale Messsystem
fur Coil Coating.

Bei der Messung wird die Probe mit
weildlem Licht (Xenon-Blitzlampe, Tag-
eslichtahnlich) beleuchtet.

Gleichzeitig zur Probenmessung erfolgt
eine Referenzmessung der Lampe mit
einem zweiten, baugleichen Spektrom-
eter (Zweistrahlverfahren).

Bewahrte Systeme mit modernster Technologie
Entwicklung in Deutschland

Produktion in der Schweiz

Installationen weltweit




INLINE

MESSSYSTEM

Das Messgerat ERX145 wird meist
komplett mit kundenspezifischem
Messrahmen, Software und Rech-
ner als schlusselfertiges System di-
rekt vom Hersteller geliefert. Unter-
stiitzung und Service sind weltweit
verfigbar. Bei den Themen Farb-
messung und Farbregelung sind wir
bei X-Rite erfahrene Experten und
bewahrter Partner!

Auch kritische Farben sind optimal
messbar mit der hervorragenden
spektralen Aufldsung von 1 nm von
330 nm bis 730 nm. Der breite
Spektralbereich des ERX145 gibt
sehr gute Informationen Uber das
gesamte Spektrum.

Prazise Farbmessung durch die au-
tomatische Kalibrierung. Absolute
automatische Wellenlangen Ka-
librierung mit hochster Genauigkeit
von 0,07nm. Dadurch sehr gute
Langzeitstabilitdt und Reproduzier-
barkeit.

v GroRerer Abstand zum Messprodukt v Automatische Messung 24 Stunden, 365 Tage
v Schneller und Sicherer Datenaustausch (CAN-Bus) v Ausgezeichnete Messgenauigkeit,

v Raue Oberflachen werden zuverldssig gemessen Langzeistabilitdt und Reproduzierbarkeit (1nm)
v Messbereich fiir gute Durchschnittswerte v Stabil bei Abstandsschwankungen

v Modulare Bauweise fiir unkomplizierten Service v Langlebige Xenon Blitzlichtlampe

v Robustes Gehause (IP 53)




TECHNISCHE
DATEN

Farbsensor
45a: 0 deg
Spektralmessbereich mit UV 330 nm - 730 nm

Absolute Wellenlangengenauigkeit mit Eigeniiberwachung

besser 0,1 nm

Messabstand (Beleuchtungsvorsatz - Probe

besser04nm |
20ms |
60mm |
Messfolgezeit

Ubereinstimmung zwischen Geréten des Typs ERX145 dL*, da*, db* < 0.1

auf einem WeiRlstandard CIELAB

GroRe  [282x298x269 mm’
Schutzart IP 53, CE Mark
Kommunikation mit Auswerterechner CAN-Bus, mit Schnittstellenwandler auf USB

Power Interface

Versorgungsspannung 115V/230 V AC, +25% / -15%, 45-440 Hz
Messkopfanschluss max. 20 m Kabelldnge
Gewichtca _______________________[2%

Computer Interface

Grokeca. [265x265x135mm(10.4" x 104" x5.3")

Qualitatsmanagement
1SO 9001

P:Q X' r i t e X-Rite GmbH
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